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Служебная Записка
о неэквивалентности установок CD2
на участках ПХТ и ПФЛ
Установки CD2 (LTS-M) для измерения критических линейных размеров КЛР, находящиеся на участках ПХТ и ПФЛ существенно отличаются по условиям, в которых проводится измерение. На участке ПФЛ в оптическом тракте находится фильтр, отрезающий коротковолновую часть спектра, чтобы уменьшить засветку фоторезистивной маски во время измерения. На участке ПХТ такого фильтра нет, что позволяет лучше освещать измеряемый элемент.
Вообще, особенно если не придерживаться никаких стандартов при проектировании контрольного элемента, то даже при измерениях КЛР на одной и той же установке можно попасть в принципиально другую измерительную ситуацию, что мы сейчас имеем на кр. М298 при измерении поликремния. Там контрольный элемент расположен на толстом ~ 0,5 мкм слое SiO2 и неконтролируемое изменение толщины последнего привело к невозможности достоверного измерения параметра, связанного с длиной канала транзисторов.
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